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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Deuxiéme partie: Spécification intermeédiaire:
Résistances fixes non bobinées, a faible dissipation

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CE1 en ce qui concerne les questions technigli&s\préparg mités d Etudes
U sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment § ‘ ysure possible

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agrég¢es commugtelle ités nationaux.

adoptent dans
s le permettent.
hire du possible,

3) Pans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime
eurs reégles nationales le texte de la recommandation de la CEX, dans la\xmesusg
Toute divergence entre la recommandation de la CE1 et la régle nationale ¢qrrespsadantg
tre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

-

doit, dans la mes

eurs et résis-
tarfces pour équipements

Des projets furen 8. A la suite
de|cette derniére reuhion, v Qjet\revise, doedment 40(Bureau Central)445, fut soumjis a 'appro-
bation des C@ i Sui Régle des Six Mois en janvier 1979.

_es Comit . cl-aprés se sont prononcés explicitement en faveur|de la publi-

cafion:

[talie

Japon

Norvege

Pays-Bas

Roumanie

Suede

Etats-Unis d’Amérique Suisse

Fimtande Forquie

France Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques
Isragl

Cette norme remplace la premiére édition de la Publication 115-2 de la CET (1972).

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).


https://iecnorm.com/api/?name=937870b70b19bdb01a84cae76f2b68a7

1152 © TEC 1982 — 5 —

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
Part 2: Sectional specification:
Fixed low-power non-wirewound resistors

FOREWORD

1) The formg! decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technica
National [Committees having a special interest therein are represented, express, as near
consensug of opinion on the subjects dealt with.

2) They havg the form of recommendations for international use and they are accepted
sense.

3) In order fo promote international unification, the TEC expresses the wish th

Committees orwhic

ittees’should addpt the

text of the 1EC recommendation for their national rules in so far ag’nationa iti i permit. Any divejgence
between the | EC recommendation and the corresponding national rufes shewld, asXa possiblg, be clearly indicdted in

the latter.

This standard has been prepared by IEC Te

ical ©o
for Electrgnic Equipment.

Drafts ¥

e No. 40: Capacitors and Resjstors

1976 and in London in 1978. As a restilt of

this latter [meeting a revised \drz Office)445, was submitted to the Natjonal
Committeps for ap;{);ﬁl i in January 1979.
The Nalional Comwiijtee g countries voted explicitly in favour of publication:

Netherlands

Norway

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

isract Turkey

Italy Union of Soviet Socialist Republics

Japan United States of America

This standard replaces the first edition of | EC Publication 115-2 (1972).

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in

the I1EC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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) RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Deuxieme partie: Spécification intermediaire:
Résistances fixes non bobinées, a faible dissipation

SECTION UN — GENERALITES

1. rGénératités

1.1] Domaine d’application

Cette norme s’applique aux résistances fixes, non bobiné
a4 W, destinées aux équipements électroniques.

1.2 Objet

istiques, de
la qualité et
r ce type de

res doivent
b, un niveau

1.3

Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Modification n° 1 (1967)
Modification n° 2 (1977)

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.

Publication115-1: Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques.
(1982) Premiére partie Spécification générique

Publication 410: Plans et régles d’échantillonnage pour les controles par
(1973) attributs.

Publication QC 001001: Régles fondamentales du Systétme CEI d’assurance de la
(1981) qualité des composants électroniques.

Publication QC 001002: Reégles de procédure du Systeme CEI d’assurance de la qualité
(1981) des composants électroniques.

Note. — Les références ci-dessus s’appliquent aux éditions courantes sauf pour la Publication 68 de la CEI pour

laquelle I’édition indiquée dans la spécification générique doit étre utilisee.
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1.1

1.2

1.3

FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Sectional specification:
Fixed low-power non-wirewound resistors

SECTION ONE — GENERAL

Generat

Scope

This standard applies to fixed low-power non-wirewound resistars
or lpss for use in electronic equipment.

?4 A\

Objdct
The object of this standard is to prescribe preferred ratiy aeferisti select
from IEC Publication 115-1 (1982), the § and
medsuring methods and to give gené 8 irement$Yor this type of resistofr.
Test severities and requirements prgscribed indetail specifications referring to this sectional
spegification shall be of gqual or higher pe ev€l, because lower performance levels
are jnot permitted.

Pub)
(194

4

Publi

Reldred docu

TE{ publicatio

erred Number Series for Resistors and Capacitors.

Amendment No. | (1967)
Amendment No. 2 (1977)

Basic Environmental Testing Procedures.

Publlicatien 115>k Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment. Part 1:
(1942) Generic Specification

Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
(1973)

Publication QC 001001 : Basic Rules of the IEC Quality Assessment System for
(1981) Electronic Components.

Publication QC 001002: Rules of Procedure of the | EC Quality Assessment System for
(1981) Electronic Components.

Note. — The above references apply to the current editions except for I[EC Publication 68, for which the referenced

edition in the applicable test clauses of the generic specification shall be used.
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Les spécifications particuli¢res dérivent de la spécification particuliére-cadre applicable.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas prescrire d’exigences inférieures a celles de la

specification générique, intermédiaire ou particuliére-cadre.

Lorsqu’elles contiennent des exigences plus sévéres celles-ci doivent étre indiquées au

paragraphe 1.8 de la spécification particuliére et repérées dans les programmes
exemple par un astérisque.

d’essai, par

Note. — Les informations données aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 peuvent, par commodité, étre présentées sous forme

de tableaux.

Les informations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particuliére et les

valeurs fixées doivent de préférence étre choisies parmi celles donnéesdans 'artic

e approprié¢

1.4

1.4

de la présente spécification intermédiaire.

Dessin d’encombrement et dimensions

largeur et la hauteur du corps et
du corps, la longueur et le diagn

résistanee n’e
indiq Qr

chocs et

cation et sa
hui affectent
liere. Toutes
dimensions
millimétres

Hu corps, la
le diamétre
e la spécifi-
s tolérances

particuliére
stance. Si la
e clairement

pour l'utili-
doivent étre
put étre telle
pécification

liere Joit décrire ce dispositif de fixation, qui doit étre utilisé lors des essais dle secousses,

1.43

Modeéle (Publication 115-1 de la CE, paragraphe 2.2.3)

Dans le cadre de cette norme le modele est défini par la combinaison de la dissipation
nominale et de la caractéristique résistance/température (ou du coefficient de température) de la

résistance.

Il est identifi¢ par un code & deux lettres, par exemple, AB, BC, CD, etc., ch

oisi arbitrai-

rement pour chaque combinaison dissipation/caractéristique résistance/température couverte
par une spécification particuliére. La désignation du modéle n’a donc pas de signification tant
que le numeéro de la spécification particuliére n’est pas également précisé.
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1.4 Information to be given in a detail specification
Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic, sectional
specification or blank detail specification.

When more severe requirements are included, they shall be listed in Sub-clause 1.8 of the
detail specification and indicated in the test schedules, for example by an asterisk.

Note. — The information given in the Sub-clauses 1.4.1 and 1.4.3 may, for convenience, be presented in tabular form.

The following information shall be ngen in each detail specxﬁcatlon and the values quoted

ecifi-
1.4.1
rison
inter-
shall
irjches,
the £
N i g give Q i eight
of t i i i g / di 3 nh and
diaIl inati g ; i i i ion|more
tha i i i i 11l be
plag S
Y i dscri X i i 1 such
dim : i & S esCribe the resistor. When the resistor i#s not
des i '
14.2
il use
hil be
nting
1ts use. In this case, the detail specification shall describe the moynting
fixtures an 11 be used in the application of the vibration and bump or shock tests.

1.43  Style (1 EC Publication 115-1, Sub-clause 2.2.3)

For the purpose of this standard, the style is a combination of rated dissipation and
temperature characteristic (or coefficient) of resistance.

It shall be represented by a double-letter code e.g. AB, BC, CD, etc. which is arbitrarily
chosen for each dissipation/temperature characteristic combination covered by a detail specifi-
cation. The style designation, therefore, has no meaning unless the number of the detail specifi-
cation is also given.
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1.4.4  Caractéristiques
Les caractéristiques (assignées ou non) doivent se conformer aux articles applicables de la
présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivantes:
1.4.4.1  Gamme de résistance nominale

Voir paragraphe 2.2.1. Les valeurs préférentielles sont celles des séries E de la Publication 63
dela CEL

Note. — Lorsque des produits agréés conformément a la spécification particuliére peuvent couvrir différentes gammes
de valeur, la régle suivante devrait étre ajoutée:

«La gamme des valeurs disponibles dans chaque modéle est donnée dans la liste des produits qualifiés. »

1.4.5—Mearguage

La spécification particuliére doit spécifier les indications & magqu 8sisfance et sur
I’emballage. Les déviations & I’égard des prescriptions du paragraphe\2. gtion 115-1
de la CEI doivent étre spécifiquement indiquées.

SECTION DEUX — CARACTERISTIQUES RREFERENTIHLLES

2. |Caracteéristiques et severités preféréntielles

\"-

Les résistances : af cetteN\gorme sont classées en catégories climatiggies confor-
méme 0 S Ryplication 68-1 de la CEL

Les tempé nindimale dximale de catégorie et la durée de Iessai continy| de chaleur

2.1 | Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les\spé
parmi les suivantes:

lieres doivent de préférence éfre choisies

2.1.

pour les essais de froid et de chaleur séche sont respectivement les tdmpératures
nfinimale e’ maximale de catégorie. Pour certaines résistances, du fait de leur construction, ces
TCTPETatuTeS PEUVeENt SE (TOUVeTr enre deux des vateurs preferenticites données dans la Publi-
cation 68-2 de la CElL. Dans cette éventualité, la température la plus proche a I'intérieur de la
plage des températures de catégorie doit étre choisie pour cette sévérité.

2.1.2 Coefficients de température et caractéristiques résistance/température

Les limites préférentielles de variation de résistance pour I'essai caractéristique résistance/
température sont données dans le tableau ci-aprés (tableau I).

Chaque ligne du tableau donne le coefficient de température préférentiel et la caractéristique
résistance/température correspondant a I'écart 20 °C a 70 °C ainsi que les limites correspon-
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1.44 Rat

ings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this specifi-

catio

n together with the following:

1.4.4.1 Rated resistance range

See Sub-clause 2.2.1. The preferred values are those of the E-series of I EC Publication 63.

Note. — When products approved to the detail specification have different ranges, the following statement should be

145 Ma

Th

pack
shall

SECTION

2. Prefer

2.1 Prefe
TH
2.1.1  Pre

Th
the g

T
test

Ld
U]
D
TH

added:

“The range of values available in each style is given in the qualified products list.”

FKing

e detail specification shall specify the content of the marking on thé
hge. Deviations from Sub-clause 2.4 of the Generic Specification
be specifically stated.

TWO — PREFERRED RATINGS, CHARACH

ed ratings, characteristics and tesf severiti

‘red characreristics

e selected from the following

e resistorssovered by this's
eneral i

resp

IES

age classified into climatic categories accordirlg to

state

ures
ccur

eCtivély. Because of the construction of some resistors these temperatures will ¢

between two of the preferred temperatures given in IEC Publication 68-2. In this event the
nearest preferred temperature within the actual temperature range of the resistor shall be chosen
for this severity.

o

1.2 Temperature coefficients and temperature characteristics of resistance

The preferred limits of change in resistance for-the temperature characteristic of the
resistance test are given in Table I.

Each line in the table gives the preferred temperature coefficient and corresponding
temperature characteristic for 20°C to 70°C and limits of change in resistance for the
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dantes de variation de résistance pour la mesure des caractéristiques résistance/température
(voir Publication 115-1 de la CEI, paragraphe 4.8) sur la base des plages des températures de

catégorie indiquées au paragraphe 2.1.1 de la présente spécification intermédiaire.

4.25.1 Endurance a 70 °C

TaBLEAU |
Caractéris- Caractéristique résistance/température
Coefficient tique (limites, en pourcentage, de la variation de résistance)
de résistance/
température tempéraoture Température de référence/ Température de référence/
20/70 °C température minimale de catégorie température maximale de catégorie

10-6/°C % +20/—55 | +20/—40 | +20/-25 +20/+85 | +20/+100} +20/+125 | +20/+155
+25p0 =125 +1875 +~15 25 +1+6:25 +26 33,75
—80p/ —4/ +6/ +438/ +3,6/ —52/ —-64/ ( — 10,8/
—25p0 —125 +18,75 +15 +11,3 —16,25 ~20 33,75
+10p0 +5 +75 +6 +45 +6,5 13,5
—40p/ -2/ +3/ +24/ +1.8/ —2,6/ / >5,4/
—10po -5 +75 +6 +4.5 -6,5 - 13,5
—15p/ -0,75/ + 1,13/ +09/ +0,68/ —098, — 2,03/
- 15p0 -75 +113 +9 +6,8 -9 - 20,3
—15p/ -0,75/ +1,13/ +0,9/ +0,68/ —09 — 2,02/
—60p -3 +45 +3.5 +2,7 -3, 8,1
+500 +2.5 +3,75 +3 25 B6,75
+200/ +1/ - 1,5 -12/ +2.7/
—500 -25 +3,75 6,75
+250 +1,25 +1,88 338
+100 +0,5 +0,75 + 1,35
+50 +0,25 +0,375 +0,675
+29 +0,125 +0,188 +0,338
+15 +0,075 WB H+ 0,203

Note. + Si des ation parti-

culiére.
2.1.3
lation de
diquées a
vaphe en haut du tableau 11 font référence a la Publication 115-1 de la CEI]
TaBLeau 11
\\?} Essais de longue durée Essais de courte durée
Classe’de 23 Séquence climatique 4.13 Surcharge
s! bikits 4 ai continu de chaleur humide 4.16 Robustesse des sorties

4.18 Résistance a la chaleur de soudage

0,
en % 4.25.3 Endurance 4 la température maximale 4.19 Variations rapides de température
de catégorie 4.22 Vibrations

15 +(15%+0,5Q) *+(2%+0,1Q)

10 +(10%+0,5Q2) +(2%+0,1Q)
5 +(5%+0,1Q) +(1%+0,0502)
3 +(3%+0,1Q) +(0,5%+0,050)
2 +(2%+0,1Q) +(0,5%+0,05Q2)
1 +(1%+0,05Q) +(0,25%+0,0502)
0,5 +(0,5%+0,05Q2) +(0,1%+0,01Q)
0,25 +(0,25%+0,05Q) +(0,1%+0,01Q2)
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measurement of the temperature characteristic of resistance (see I EC Publication 115-1, Sub-
clause 4.8) on the basis of the category temperature ranges of Sub-clause 2.1.1 of this sectional
specification.

TABLE 1
Temperature characteristic of resistance
Temperature (limits of percentage change in resistance)
Temperature .
. characteristic
coefficient 5 o
20/70°C Reference temperature/ Reference temperature/
lower category temperature upper category temperature
10-6/°C % +20/—55 | +20/—40 | +20/—25 | +20/+85 |+20/+100| +20/+125 | +20/+155
+ 2500 25 1875 +15 =25 1625 +26 2625
— 800/ L4/ +6/ +48/ +3.6/ -52/ —6.4/
—2500 —12.5 +18.75 +15 +113 —16.25 -20
+ 1000 5 +75 +6 +4.5 +6.5 +8
~ 400/ 2/ +3/ +2.4/ +1.8/ ~26/ —32/
- 1000 -5 +7.5 +6 +4.5 —6.5 —8
— 150/ - 0.75/ +1.13/ +0.9/ +0.68/ —0.98/ —12/
—1500 7.5 +113 +9 +6.8 —-9.8 1
— 150/ - 0.75/ +1.13/ +0.9/ +0.68/ —0.98/ >/
—600 -3 +45 +3.5 4.8
+500 2.5 +3.75 +3 +4
+200/ -1/ —1.5/ —1.2/ 7+ 6/
—500 2.5 +3.75 +3
+250 H+ 1.25 +1.88 +1.5 +
+100 0.5 +0.75 +0.6 +0.8
+50 +0.25 +0.375 +0.3 =+
+25 +0.125 +0.188 +0.15 +0.2
*15 +0.075 +0.113 p +0.09 +0.12
Note. — If mea
2.1.3  Limits
Fore
in the h
Note. — edding of Table II refer to I EC Publication 115-1.
TasLe [l
\> Long-term tests Short-term tests
N i {A.23 Climati€ sequence 4.13 Overload
Stability || 424 Damp heat, steady state 4.16 Robustness of terminations
classin% :  4.25.1 Enduranceat 70 °C 4.18 Resistance to soldering heat
4.25.3 Endurance at upper category 4.19 Rapid change of temperature
temperature 4.22 Vibration
15 +(15%+0.5Q2) +(2%+0.1Q0)
10 . +(10%+0.5€) +(2%+0.1Q)
5 +(5%+0.1Q) +(1%+0.05Q2)
: 3 +(3%+0.1Q) +(0.5%+ 0.05Q2)
2 +(2%+0.1Q) +(0.5%+0.05Q2)
1 +(1%+0.05Q2) +(0.25%+0.05Q2)
0.5 +(0.5%+0.05Q2) +(0.1%+0.01Q)
0.25 +(0.25%+0.059) +(0.1%+0.01Q)
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2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

2.2.1 Résistance nominale

Voir Publication 115-1 de la CEI, paragraphe 2.2.7.

2.2.2  Tolérances sur la résistance nominale

Les tolérances préférentielles sur la résistance nominale sont:
+£20%, £10%, +5%, 2%, £1%, £0,5%, £0,25% et +0,1%.

2.2.3 Dissipation nominale

Les valeurs préférentielles de la dissipation nominale a 70 °C sont:
0,063 W, 0,125W, 025W,05W, T W, 2W, 3WetdW.

Les valeurs réduites de la dissipation aux températures supérieureS.a 70 ot mdiquées par
la courbe suivante:

100

Pourcentage Zone de §
de la dissipation
nominale

ctionne
recomman

Température maximalg
de catégorie
20(78

ement plus grande peut figurer dans la spécification farticuliére
) énglobea totalité de la zone donnée ci-dessus. Dans cette éventualité] la spécifi-
i iculicre Hoit fixer la dissipation maximale admissible aux températures putres que

2.2.4 “\ension limite nominale

Les valeurs préférentielles de la tension limite nominale en courant continu ou alternatif
efficace sont:

75V, 100V, 150V, 250 V, 350 V, 500 V, 750 V, 1 000 V et 1 500 V.

2.2.5 Résistance d'isolement (applicable seulement aux tvpes ayant un dispositif de fixation et décrits
comme isolés)

Sauf prescription contraire dans la spécification particuliére, la résistance d’isolement ne doit

pas étre inférieure a 1 GQ aprés les essais en chaleur séche et & 100 MQ aprés les essais
d’humidité.
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2.2 Preferred values of ratings

2.2.1 Ratred resistance

See I EC Publication 115-1, Sub-clause 2.2.7.

2.2.2  Tolerances on rated resistance
The preferred tolerances on rated resistance are:
+20%, £10%, £5%, £2%, £1%, +0.5%, +£0.25% and £0.1%.
223  Rated dissipation
The preferred values of rated dissipation, at 70 °C, are:
0.063 W, 0.125W, 025 W, 05 W, I W, 2 W, 3W and 4 W.
The|derated values of dissipation at temperatures in excess of 70 °C s be a§ indicated|by

the following curve:

100
| \’
Pefcentage of the Area of recommegded
rated dissipation operation
m % ’
0 P N -
S~_70°C
Lower categor Upper category
tempecatu temperature
120178

Al be given in the detail specification, provided it includes allfthe
area gi n.this‘event, the detail specification shall state the maximum allowable djssi-

2.2.4 Lim{ting/element voltage

The preferred values of limiting element voltage are:
75V, 100V, 150 V, 250 V, 350 V, 500 V, 750 V, 1000 V and 1 500 V d.c. or a.c. r.m.s.

2.2.5 Insulation resistance (only applicable for types with mounting devices and described as insulated)

Unless otherwise specified in the detail specification, the insulation resistance shall be not less
than 1 GQ after dry heat tests and 100 MQ after humidity tests.
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2.2.6  Tension d'isolement (résistances isolées seulement)

Sauf prescription contraire dans la spécification particuliére la tension d’isolation ne doit
jamais étre inférieure a la tension de créte qui peut étre appliquée a I’élément résistant; en
conséquence, elle ne doit pas étre inférieure a 1,42 fois la tension limite nominale.

2.3 Seévérités préférentielles pour les essais

Les sévérités d’essai données dans les spécifications particuliéres sont de préférence choisies
parmi les suivantes:

2.3.1 [Séchage

Utiliser la méthode 1 du paragraphe 4.3 de la Publication 115-1 de Il CE1

2.3.2 | Vibrations

Selon paragraphe 4.22 de la Publication 115-1 ded gnu des modalités

quivantes:

Gamme de fréquences: 10 Hz a 500 Hz
Amplitude: 0,75 mm ou 98 m/s? (la moins

les résis-
distance

La spécification particuliére doit'x
tances a sorties axiales par fil, et prg

Selon hodalités
ujvantes:

Pression;

234

hodalités

9

Tension appliquée: 2,5 fois la tension nominale ou deux fois la tension limite nonrinale, la

1 foilbla d = PPN |
TUS TATUTUUCUS OU AT VATCUT ST

Durée:

Durée de I'essai Dissipation nominale
ls 0,063 W
Ss 0,12540,75W
I5s 1a2w
30s 3a4W
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226 Isola
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tion voltage (Insulated styles only)

Unless otherwise specified in the detail specification the isolation voltage shall never be less
than the peak voltage that could be applied to the element: it shall, therefore, be not less than
1.42 times the limiting element voltage.

2.3 Preferred test severities

Test severities given in detail specifications shall preferably be selected from the following:

23.1 Drying
Prog¢edure I of 1 EC Publication 115-1, Sub-clause 4.3 shall be used.
2.3.2 Vibrgtion
Subtclause 4.22 of I EC Publication 115-1, with the following
Frequency range: 10 Hz to 500 Hz
Amplitude: 0.75 mm or 98 m/s> (whichever is thg
Swdep endurance: Total duration: 6
The| detail specification shall prescribeNthe
axial leads and intended to be mounted
the mounting point shall be 61 mm.
2.3.3 Low pir pressure
Subiclause 4.®3f 11 ith the following details:
Air pressure: 8A\k¥Pa (3§ m
2.3.4  Over
Sub} blication 115-1, with the following details:
Appgliéd yoltage: 7.5 times the rated voltage or twice the limiting element voltage, whichej
1s the less:
Duration:

Test duration Rated dissipation

ls 0.063 W

Ss 0.125t00.75 W
15s lto2 W
30s 3tod4 W

er
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SECTION TROIS — PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

3. Procédures d’assurance de la qualité

3.1  Modéles associables

Sont considérées comme constituant des modéles associables les résistances fabriquées avec
des procédés et des matériaux semblables, de mémes dimensions nominales, mais ayant des
valeurs de résistance et de caractéristique résistance/température différentes.

3.2 [Homologarion
La procédure pour les essais d’homologation est donnée au parag cification
générique, Publication 115-1 de la CEL
des essais
nnée aux
3.2.1
Echantillonnage
; < 3 : iblication
115-1 de la CEI, ¢ phe 3.4 ' ) it & ¢ i mme des
valeurs pour laquelle I § wdée, -Ci ir |a gamme
compléte couvg i
[’échantillon te valeurs
SOUMISes\y s ayant la
valeur de ré ’homolo-
1 fillon doit
la méme
raleurs de
indee. La
contréleur

a) U par valeur de TESIStance et Ul pour chiaque vateur de coefficient de temperature ou de
caractéristique résistance/température pour remplacer éventuellement I'unité défectueuse
tolérée au groupe « 0 ».

b) Un par valeur de résistance et un pour chaque valeur de coefficient de température ou de
caractéristique résistance/température pour remplacer éventuellement des spécimens
défectueux par suite d’incidents non imputables au fabricant.

Lorsque des groupes d’essais supplémentaires sont introduits dans le programme d’homolo-
gation le nombre de spécimens requis pour le groupe «0» doit étre augmenté du nombre de
spécimens requis pour les groupes complémentaires.
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SECTION THREE — QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3. Quality assessment procedures

3.1 Structurally Similar Components

Resistors considered as being structurally similar are resistors produced with similar
processes and materials, the same nominal dimensions, but having different resistance values
and temperature characteristics.

3.2 Qug

Tificarionr Approvat

T Pneric
Spd

1 C i t and
per

1 ie \ 3 2. 3.2.2
bel

3.2.1

4.2b).
. This

es for
ritical
ht for
repre-
atare coefficients. In a similar manner the sample shall cpntain
the different resistance values having the closest tolerange for
acter-

\JIICT PCT IC C VdIUCT (1 O1IC PCT C CITITPTTATUTT COT C OT ([TTIHPTTALUTT

3 : : harac-
teristic value which may be used to replace the permitted defectives in Group “0”.

b) One per resistance value and one per each temperature coefficient or temperature charac-
teristic value which may be used to replace specimens which are defective because of
incidents not attributable to the manufacturer.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval test schedule, the
number of specimens required for Group “0” shall be increased by the same number as that
required for the additional groups. '
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3.2.2 Essais

1152 © CEI 1982

La série compléte des essais indiqués en tableau III est requise pour ’homologation des résis-
tances couverte par une spécification particuliére. Dans chaque groupe, les essais doivent étre

effectués dans 'ordre indiqué.

Toutes les pieéces de ’échantillon doivent étre soumises aux essais du groupe «0» et ensuite
réparties entre les autres groupes. Pour les résistances isolées les essais du groupe 1 doivent étre

faits avant les essais des groupes 2 a 7.

Les piéces reconnues défectueuses en groupe « 0» ne doivent pas étre utilisées pour constituer

les autres groupes.

Lorsqu’une résistance n’a pas satisfait a tout ou partie des essais d’un groupe, cette résistance

est comptée comme «un défectueux ».

e nombre
total de

njointement
ion deux de

bences, il y a

if fixe sont
la qualité.
Notes |I. — Les numéros de p : iqugé érique, Publi-
catio - 3 itTe ex1geces concernant les variations de résistance sont & chdisir dans les
tablé a 2 : 6 i

Effectif de
I’échantillon
Nurnéro de paragraphe D n ditions dessai - et critérte Evigencds
et essai ou Con i T d acceptation bl
(voir note 1) ND (voir note 1) | (voir note 2) (voir note 1)

fn | c |t
Groupe 0A ND 125 1 2

4.4.1 Examen visuel Selon 4.4.1

Marquage lisible et selon
spécification particuliére
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3.2.2 Tests

The complete series of tests specified in Table III are required for the approval of resistors
covered by one detail specification. The tests of each group shall be carried out in the given

order.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group “0” and then divided for the other
groups. For insulated resistors the tests of Group 1 shall be made before the tests of Group 2

to 7.

Specimens found defective during the tests of Group “0” shall not be used for the other

groups.

“One defective” is counted when a resistor has not satisfied the whole or a part of the tests of

ag
The approval is granted when the number of defectives does not exceed't n]nmber
of jpermissible defectives for each group or sub-group and the tot ssible
deflectives.
Notp. — In Table III the fixed sample size test schedule is given. It includés apli nissible
defectives for different tests or groups of tests and gives, together i il i in [Section

Four of I EC Publication 115-1 and Section Two of this specifiedtion>a Rete 2 ditions

It is indicated in Table 111 where, for the test methods/test conditt an ients, a
choice has to be made in the detail specification.

The conditions of test and the performance reg hall be

identical to those prescribed in the detathspecifi

o

Notes 1. — Sub-clause numbg € ance réquirements refer to the Generic Specification, I EC Pullication
115-1, excep s i & hich have to be selected from Tables I and 11 of this|specifi-
cation, as'a

2. — In this table:
itted number of defectives per group or sub-group)
ion (permitted number of defectives for one or several groups combined e.g} Group
Sample size
and criterion
; - D L . of accepta- N .
Sub-clauseTromberammd-Test or COTATTOS OT (TSt bility reriornrance requirerhents
(see Note 1) ND (see Note 1) (see Note 2) (see Note 1)
n c t
Group 0A ND 125 1 2
4.4.1 Visual examination ) Asin 4.4.1
Legible marking and as
specified in the detail
specification
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Effectif de
Lo I'échantillon :
Numéro de paragraphe D .- s et critére .
ot essai ou | Con<,:hF10ns d ;BSSdl d'acceptation E)glgen[cei
(voir note 1) ND ! (voirnote 1) (voir note 2) (voir note 1)
n|{c |t
Groupe 0B IND ! 125 | 1
4.4.2 Dimensions ! Utiliser un calibre de vérification de Selon spécification parti-
(au calibre) | ...mm d’épaisseur culiére
4.5 Résistance : Selon 4.5.2
Groupe 1 ND 50 1 4
4.7 Tension de tenue (résis- Méthode: ... Selon 4.7.3
tanges jsolées seulement)
Groupe 2 D 201 1
4.17 |Soudabilité Sans vieillissement
Méthode: ...
4.13 |Surcharge Voir paragraphe 2.3.4 de la présente
spécification ™
Examen visuel
Résistance N Q)
4.8.4 | Variation de Température minimale de ﬂ\\\
résfstance en fonction de catégorie/20 °C \
la température . 10-6/°C
20 °C/température maximale\de \ ﬁ y
categone R --/ou
j/P a:...10-6/°C
Groupe 3A 10 /1*
Moiti de I'échantillon du ~—1 '
Groupe 3
4.16 | Robustesse des sorties
Selon 4.16.6a)
AR < £(...%R +|...Q)
4.18 | Résistance g1s
chdleur de so
Selon 4.18.3
AR< £(..%R H...Q)
Groupe 3B 10| 1*
Autrd jtié
du G
4.19 6 = température minimale de
ter catégorie
i B = température maximale de
| catégorie
| Examen visuel Selon 4.19.3
i Reésistance AR< £(.. %R H...Q)
4.22 Dibrations Meontage-voirspeeifieationpart
j culiere
i Méthode B4
i Gamme de fréquences:
: i 10Hza 500 Hz
; { Amplitude: 0,75 mm ou 98 m/s?, la
‘ ‘ moins sévére des deux valeurs
‘ | Durée totale: 6 h |
: | Examen visuel Selon 4.22.4 l
F ! Résistance AR< =(..%R+...Q)
| |

Le nombre total de défectueux pour le groupe 3, y compris les sous-groupes 3A et 3B, ne doit pas dépasser 1.
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Sample size
and criterion

f ta-
Sub-clause number and Test cl))r Conditions of test ° ifﬁg) 4 Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) (see Note 2) (see Note 1)
n C 1
Group 0B ND . 1251 1
442 Dimensions A gauge-plate of . .. mm shall be As specified in the detail
(gauging) used specification
4.5 Resistance Asin4.5.2
Group 1 ND S04 1 4
4.7 Voltage proof Method: ... Asin 4.7.3
(insulated resistors only) 7
Group 2 D 200 1
4.17 Soldprability Without ageing
Method: ...
4.13 Ovetload See Sub-clause 2.3.4 of this specifi-
cation
Visual examination
Resistance </\
4.8.4 Varfation of resis- Lower category temperature/20 °C \\
tance with temperature /_\\\
20 °C/upper category tempera; e<
(\ (Q G >a:...10*6/°C
Group 3A \ N )\/
Half of thelsample of Group 3
4.16 Robpistness of termi-
nations
Asin 4.16.6a)
AR < £(.. %R + ... 9
4.18 Resiftance to
solderin
Asin4.18.3
AR< £(..%R+ ...C)
Group 3B 1*
Other half 1 i
Group 3
4.19 Rap Lower category temperature i
temperaf i
#g = Upper category temperature
Visual examination Asin 4.19.3
Resistance AR< (.. %R + ...
422  Vibrhter For-mounting-methodsrseedetatt
specification
Procedure B4
Frequency range
10 Hz to 500 Hz
Amplitude: 0.75 mm or 98 m/s2,
whichever is the less severe
Total duration: 6 h
Visual examination Asin 4.22.4
Resistance AR< £(..%R+...Q)

* Total number of permissible defectives for Group 3 including Groups 3A and 3B shall not exceed 1.
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